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NORMA BRANZOWA BN-75
Analogowe uklady scalone 3375-26
Mllél::?\l:gtﬁEDY Metody pomiaru parametréw Arkusz 00
elektrycznych
Postanowienia ogélne Grupakotalogowa XIX 15
1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg metody pomiaru para-
metréw elektrycznych analogowych ukitaddéw scalonych.

1.2. Zakres tematyczny normy. Kolejno numerowane sarkusze normy
(od 01) zawierajq szczegdiowe postanowienia dotyczgce okresdlonych
metod pomiaru parametrdéw elektrycznych analogowych uktaddéw scalo-
nyche.

1,3. Zakres stosowania normy. Normg¢ stosuje sie przy badaniach

rozjemczych.

1.4, Przedmiot arkusgza normy. Przedmiotem niniejszego arkussza nor-
my sg postanowienia ogélne z zakresu pomiaru parametrdéw analogowych
ukadéw scalonych.

1.5. Okreslenia

1.5.1, Maty sygnal - sygnat o takiej wartosci amplitudy, przy
ktérej daleze je] zmniejszanie na pomijalny wpiyw na wynik pomiaru.

1.5.2, Obwdéd zwarty - obwéd o tak matej impedancji, 2e je] dalsze
zmniejszenie ma pomijalny wpiyw na wynik pomiaru.

1.5.3. Obwéd roswarty - obwéd o tak dutej impedancji, 2e dalssze
jeJ zwigkezanie ma pomijalny wpiyw na wynik pomiaru.

1.5.4.7§r6dto napigciowe - Zrédzo o tak matej impedancji wewne-
trznej, %e dalsre jej] zmniejszanie ma pomijalny Wwpiyw na wartosd
napligoia w obcigzeniu,
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1,545, igéqgo prgdowe - Zrédio o tak duze] impedancji, 2e dalsze
Je] zwigkszanie ma pomijalny wpiyw na wartosc prgdu w obcigzeniu.

1.5.6. Miejsce pomiaru - miejsce na wyprowadzeniach ukiadu bada-
nego, w ktérym wykonuje si¢ pomiar, okreslome np. poprzez podanie
odlegodci miejsca pomiaru od korica wyprowadzenia.

1,5.7. Elementy pomocnicze - elementy podigczone do wyprowadzen
ukladu scalonego zewnetrzne elementy bierne RLC oraz elementy czym-

ne, umozliwiajgce wiasciwg prace badanego ukitadu scalonego.

2. POSTANOWIENTIA OGOINE

2.1, Wartodci dopuszczalne., Warunki pomiardéw powinny by¢ takie,
aby nie zostala przekroczona %adna z wartosci dopuszczalnych mie-
rzonego ukladu. Wymaganie to dotyczy réwniez stanéw nieustalonych,
zaistniatych przy wigczaniu 1 wyigczaniu ukiadu z obwodu pomlarowe-
go, a takse przy podtgczaniu £rddex do uktadu. Dla wartodci gra-
nicznych szczegdlowe kryteria nie sq podawane, wobec tego nie pod-
legajg one pomiarom, chociaz podlegajqg sprawdzeniu.

2.2. Zapilacze. Zrédla napigeia lub pradu statego polaryzujgce
badany ukiad powinny mieé tetnienia o wartodci, ktérej wpiyw na wy-
nik pomiaru jest pomijalny.

2.3. Warunki temperaturowe. Jezeli w normie przedmiotowej lub w
szczegbrowych warunkach pomiarowych nie podano inaczej, temperatura'
otoczenia w czasie wykonywania pomiaru powinna byé réwna 25 +2%.
W wypadku gdy 2znana jest zaleznosé temperaturowa badanego parasmetru,
pomiary mogg byc¢ wykonywane w temperaturze réine] od 25°¢.

Naleiy zapewnié wymagane przez metode pomiaru warunki chiodzenia
badanego ukZadu.

2.4, Zabezpieczenie przed wpiywaml zewnetrznymi. Mierzony ukzad
nelezy zabezpieczyC przed wpiywamli zewngtrznymi, np. pél elektrycz-
nych i magnetycznych, wibracji oraz swiastta w takim stopniu, aby
nie wpiywaly one na wynik pomiaru.

2.5. Ustalone warunki pomiaru. Pomiary powinny by¢é wykonywane w
warunkach ustalonych weskazan wartosci mierzonego parametru. Jezeli
warunki pomiaru sg przyczyng zmian mierzonego parametru w czasle,
pomiar nalezy wykonywaé metodg impulsowsg lub powinien bYyé podany
jednoznaczny sposdéb okredlenia wartodei parametru, np. czas liczony
od momentu podigczenia zasilania do zakorcgenia pomiaru.
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2.6. Zabezpieczenia. Dopuszcza sig¢ stosowanie elementdw lub ukka-
déw zabezpieczajgcych w celu ochrony mierzonego, analogowego ukiadu
scalonego lub ukiadu pomiarowego. Zabezpieczenia powinny mied¢ pomi-
Jalny wpXyw na wynik pomiaru.

2.7. Zabezpieczenie przed szkodliwymi oscylacjasmi. Nalezy sapo-
biec szkodliwym oscylacjom lub znieksztaXceniom sygnaildéw pomiarc-

wych, wpiywajgcym na wynik pomiaru.
2.8. Reaktancje rozproszone. Przy pomiarze parametréw wielkie]

czestotliwosci nalesy zmniejszy¢ do minimum wpiyw reaktancji roz-
proszonych, reaktancji doprowadzen oraz niepozgdanych sprzezen e-
lektromagnetycznych poprzez odpowiedni montaz i ekranowanie.

2.9. Dopuszczalne bledy pomiaréw. Ukiad pomiarowy powinien byé
tak wykonany, aby catkowity bigd pomiaru nie przekraczal wartosdci:

- 10% przy pomiarze parametréw statycznych,

- 20% przy pomiarze parametréw dynamicznych,

(jezeli poszczegbélne arkusze lub normy przedmiotowe nie stanowig
inacze]).

2.10, Wymagenia dotyczgce przyrzgddw pomiarowych. Przyrzgdy po-
miarowe przeznaczone do pomiardéw parametréw elektrycznych ukzadéw

scalonych oraz stosowane w zestawach pomiarowych powinny spezniad
warunki podane w zazgczniku do niniejszej normy.

2.11, Warunki pomiaru, W normach przedmiotowych nalezy podad:

a) schematy

- szczegétowy - dotyczgey ukladu pomiarowego,

- montazowy - dotyczgcy ukiadu pomiarowego w przypadku, gdy wynik
pomiaru zalezy od sposobu wykonania montazu,

- blokowy - dotyczgcy badanego ukladu scalonego przy bardziej
skomplikowanej budowie tegosukiadu,

b) wartosdei
temperatury otoczenia lub odniesienia,
napiec¢ (prgdéw) zasilajgeych,
parametréw sygnaléw pomiarowych,
parametrdw obcigienia.

KONIEC
Zaktacznik

Informacje dodatkowe
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ZALACZNIK

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYRZADOW POMIAROWYCH

1, Przedmiot wymagad. Wymagania dotyczg budowy przyrzgdéw orasz
zestawéw prseznaczonych do pomiaréw parametrdéw analogowyoh ukaddw

scalonych.

2. Zgodnodé wymaga¥ dotyozgoych przyrzgqddéw z normami na metody
pomiarowe. Przyrzgdy pomiarowe oraz zestawy pomiarowe przeznaczone

do pomiaréw rogjemczych powinny umozliwiaé pomiar okredlonego para-
metru zgodnie z odpowiednig normg na metode¢ pomiaru.

W przyrzgdach przezmaczonych do innych pomiaréw (np. pomiaréw ma-
gowych lub laboratoryjnych) dopuszcza sie stosowanie alternatywnych
metod pomiarowych pod warunkiem, 2e zostanie utrzymana wymagana do-
kzadnoé¢ pomiaru lub odpowiednio uwzgledniony wzrost bzedu pomiaru.

3. Ustalenia dotyczgce zasilania. Zasilacze polaryzujace mierzony'
uktad scalony powinny by¢ tak wykonane, aby:

- niestazoéé parametréw zasilanis przy wymianie badanych ukadéw
nie powodowala ich uszkodzen,

- w urzgdzeniach do badania trwatosci wymagane parametry zasila-
nia byly zapewnione przy zmianie liczby badanych ukladéw,

- wep6iczynnik tetnier napigcia lub prgdu stazego nie przekraczal
wartodci 2%, jezeli w poszczegdlnych arkuszach lub normach prze-
dmiotowych nie podano inaczej.

Przy ustalaniu wielkosci punktu pracy dopuszcza sie catkowity
bxgd 10% pod warunkiem, 2e nle gzostanie przekroczony maksymalny
btgd mierzonego parametru.

4. Wymagania dotyczgce gniazd i kontaktéw pomiarowych. Gniazda i
zaciski pomiarowe przeznaczone do podilgczenia mierzonego ukzadu
gcalonego powinny by¢ tak wykonane, aby jJego podigczenie nie wyma-
galo wyginanias lub zmiany kolejnosci wyprowadzen.

Gniazda stosowane przy pomiarach parametréw wielkiej czestotli-
wosci powinny gmpewniadé kontakt na wyprowadzeniach w miejscu okres-
lonym w normach przedmiotowych lub w innych szczegdlowych warunkach
pomiaru.

5. Wymagania dotyczgce bezpieczerdstwa obsiugi. Przyrzgad lub ze-

staw pomiarowy powinien byé tak wykonany, aby nie narazal wykonujg-
cego pomiar na poraienie prgdem elektrycznym.
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Wykonywanie pomiardéw przy napieciach powyze] 42 V wymaga zachowa-
nia niesbednej ostroinosdci, a przede wszystkim przestrzegania pra-
widiowej kolejnosdel czynnosci pomiarowych.

Szkodliwe promieniowanie pola wielkiej czgstotliwosci w dowolnym
miejscu przy przyrzadzie nie moie przekraczac¢ wartosci 2 WIm2 w za-
kresie czegstotliwosci 1 MHz = 100 GHz.

6. Wymagania dodatkowe dotyczgce przyrzgdéw przeznaczonych do po-
miaréw produkecyinych (mesowych). Mierniki weskazdéwkowe oraz skalowa-

ne elementy regulacyjne stosowane w przyrzgdach powinny spezniacd
nastepujgce warunki:

a) klasa miernikéw przeznaczonych do odczytu wartosci mierzonego
parametru powinna by¢ nie gorsza od 1,5,

b) mierniki naraione na regularne przecigzenia, np. w trakcie po-~
miaréw lub przelgczern, powinny mieé odpowiednie zabezpieczenie,

¢) regulacja zakreséw pomiarowych miernikéw powinna byé sprzezona
z regulacjg zakresdéw wielkosci mierzonej przez ten miernik,

d) jednej dziaice podzialki skali miernika wskazdwkowego (lub po-
dzialki elementu regulacyjnego) powinna odpowiadaé wartosc mie-
rzonej, dobrana w ciggu

a-10"

w ktérym:

a - jedna z liezb: +1, £2 1 15,

n - dowolna liczba caxkowita (0, *1, $2, I3 itd),

e) zastosowany mnoznik zakreséw pomiarowych m powinien speiniac
warunek

n

m =10

w ktérym n = 1, *2, 13 itd,

f) stosunek sgsiednich zeskresdéw pomiasrowych (wigkszego do mniej-
szego) nie powinien by¢ wiekszy niz 3:1.

Przyrzgdy przeznaczone do pomiardéw ukiadéw scalonych o réznych
typach wyprowadzen nalezy wyposazy¢ w dodatkowe gniazda wymienne.

Przyrz3d powinien mieé dodatkowe zaciski i gniazda pomiarowe, u-
Yatwiajgce aprawdzenie podstawowych parametréw elektrycznych.

Czay nagrzoewania przyrzqdu nie moze przekracza¢ 15 min. Minimalny
czas nieprzerwanej pracy przyrzgdu nie moze by¢ krétszy niz 16 godz.
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Okres poprawne] pracy przyrzadu pomledzy kolejnymi kalibracjaml nie moze
byé krétszy niz 1 godz. Przyrzgdy przeznaczone do pomiaréw paramet-
réw elektrycznych ukladéw scalonych powinny speiniaé warunki I kla-
gy ochromnosci, tj. miedzy innymi muszg by¢ wyposagone w styk och-
ronny, jeéli sg zasilane ze Zrédia o napieciu wyzssym niz 42 V.

Wszystkie elementy przyrzgdu pomiarowego dostepne w czasie obsiu-
gl znajdujgce sie pod napigciem, ktdérego wartosc przekracza 42 V,
powinny by¢ zabezpieczone przed dotknieciem.
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